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DUAL ENERGY SKANER X- RAY ELEKTRON-SXRF-4080D k- I'C

PODWOJNA ENERGIA wspierana SZTUCZNA INTELIGENCJA

» Skaner X- Ray przeznaczony do badania produktow

luzem np. kawatki mie¢sa, podroby, ryby. !

o I PR T = ODBIORNIK FOTONOWY

» FOTONOWY odbiornik w polgczeniu -

z technologia DUAL ENERGY zapewnia N -
najwyzszy poziom detekcji dostepny na rynku. - %

» Gléwnym celem jest wykrycie kosci i o$ci.
Doskonale radzi sobie z odnalezieniem ciat obcych,
tj. ceramika, szkto, guma i twardy plastik.

» Konstrukcja tatwego i szybkiego mycia.

» Najwyzszy stopien bezpieczenstwa, spetniajacy |
normy europejskie CE a takze amerykanskie
FDA, opcjonalnie UL/CSA.

» Mozemy dostosowa¢ w maksymalnym
stopniu konstrukcje skanera X-Ray
zgodnie z wymaganiami naszych klientow
(dhuzszy transporter, wyzszy poziom
szczelno$ci IP, konstrukcja SUS316,
wysokos$¢ transportera).

Model ELEKTRON-SXRF
Specyfikacja 4080DE-FC
Maksymalna wysokos$¢ produktu badanego 100 mm

Maksymalna szerokos¢ produktu badanego 400 mm
Lampa X-Ray MAX. 80 kV, 350W

St/st kulka od 0,3 mm, drut od 0,2x2 mm
Szklo/Ceramika kulka od 1,0 mm

Predkos$¢ tasmy Regulowana w zakresie 0-40 m/min
Wyswietlacz 17” ekran dotykowy
Chlodzenie Klimatyzator przemystowy
Ochrona przed promieniowaniem Tunel ochronny oraz system bezpieczenstwa

Najmniejsze mozliwie wykrywalne testery

Promieniowanie zewnetrzne <0,5uSu/h
Temperatura pracy 0od -10°C do 40 °C
Wilgotnos¢ pracy 30-90% nieskondensowanej pary wodnej
Napiecie zasilania 230 VAC

Pobor mocy 1200 W

Klasa szczelnosci P67

CiSnienie powietrza 0,8 Mpa

Material obudowy Stal nierdzewna szkietkowana



STANDARDOWY SKANER X- RAY

Standardowe skanery jednolampowe maja mozliwo$¢ dopasowania wigzki promieniowania jonizujacego do
danego produktu w jednym zakresie. W zaleznos$ci od gestosci produktu, w takim samym stopniu dochodzi
do absorpcji promieniowania, co cz¢sto uniemozliwia znalezienie bardzo drobnych zanieczyszczen, a w
szczegolnosci kosci 1 osci. Natomiast w innych gateziach przemystu sprawdza si¢ doskonale.

Teoria inspekcji

Promieniowanie
Lampa X- Ray jonizujace

Zanieczyszczenia

Przenikajgce promieniowanie

Wykrycie produktu
100 [
Odbiornik X- Ray
Chtonnos¢
0

Latwo mozna znale$¢ zanieczyszczenia
metalowe, twarde koSci.

Filet z kurczaka

Kos$¢ o niskiej gestosci

%ﬁx e smons

Wartos¢ odbicia lustra
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SKANER X -RAY Z PODWOJNA ENERGIA

W skanerze X- Ray ELEKTRON-SXRF-4080DE-FC wykorzystuje si¢ wigzki dwuenergetyczne na dwoch
roznych poziomach. Pierwsza wigzka promieniowania jonizujacego trafia do odbiornika tlumigcego.
Efekt ten zachodzi, gdy wigzka jest filtrowana na czesci uktadu odbiorczego. Nastepnie skaner generujac
druga wiazke wysokoenergetyczng do drugiej czesci odbiornika, dokonuje analizy skanowanego obiektu i
porownania obrazu. Sygnaly o wysokiej i niskiej energii uzyskane przez system podwojnej energii sg
przestane do komputera, ktore sa obliczane na podstawie przetwarzanych danych i wartosci zwigzanych
z roOwnowazng liczbg atomowa substancji. Oprogramowanie automatycznie porownuje obrazy o
wysokiej 1 niskiej energii, analizuje czy istnieje roznica w liczbie atomowej zapisanego wzorca a ciata
obcego za pomocg algorytmu hierarchicznego.

\ x-Ray

;N lampa X-Ray

H W
filtr wysokoenergetyczny AN ODA KAT ‘C) DA

+

przetwarzanie
oprogramowania

A ' odbiornik 2 odbiornik 1

rozréznienie

Skaner X- Ray z podwojnym odbiornikiem energii

e mozna wykry¢ niewielkie rdéznice migdzy gestoscig zanieczyszczen a produktem
e w celu oddzielenia zanieczyszczeh mozna zastosowac wiele algorytmow

Latwo mozna znale$¢ zanieczyszczenia
metalowe, twarde koSci.

X- ray

Kosci zebra i mostek sg trudne do

(@) znalezienia z powodu bardzo niskiej gestosci

Filet z kurczaka

Kos¢ o niskiej gestosci

Linia alarmowa

Wartosc¢ odbicia lustra
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OBRAZ INSPEKCJI SKANERA X- RAY ELEKTRON-SXRF-4080DE-FC

Skaner X- Ray z nowym odbiornikiem + inteligentny algorytm = najlepsza wydajnos¢
System podwdjnej energii umozliwia tatwiejsza detekcje resztek kosci o niskiej gestosci np. w filecie z kurczaka

Wi

niska energia przetwarzanie obrazu

wysoka energia przetwarzanie obrazu

.de’rek’roryme’roli.com



ZALETY ODBIORNIKA FOTONOWEGO

BUDOWA ODBIORNIKOW FOTONOWYCH

Swiattoczuly
odbiornik diodowy

X-ray X-ray

Fotonowy odbiornik

CdTe
Scynty|at0r promieniowanie

rentgenowskie jest
promieniowanie rentgenowskie przeksztatcane na

przeksztatca sie w $wiatto sygnaty elektryczne

Fotodioda
Swiatto jest przetwarzane " ,
na sygnaty elektryczne - O bWOd

. : elektryczn
Obwad yezny
elektryczny

Obraz

ODBIORNIKI FOTONOWE MAJA CZTERY ZALETY W POROWNANIU Z KONWENCJONALNA
TECHNOLOGIA ODBIORNIKOW:

1. Lepsza rozdzielczos¢ przestrzenna (rozdzielczos¢ 100 um, 64 linie), bezposrednia konwersja pozwala
unikng¢ rozproszenia powodowanego przez scyntylator.

2. Znacznie dtuzsza zywotnosc i prawie zerowe pogorszenie pod wptywem promieni rentgenowskich.

3. Lepszy SNR obrazu rentgenowskiego ze wzgledu na zerowy ciemny szum.

4. Mozna osiggngc¢ wieloenergetyczne zréznicowanie rentgenowskie.

X-ray X-ray

CdTe

promieniowanie
rentgenowskie jest

Scyntylator

promieniowanie rentgenowskie

przeksztatca sie w $wiatto
przeksztatcane na

sygnaty elektryczne

Fotodioda P . Obwaéd
$wiatto jest przetwarzane - _ :

na sygnaly ellcryczne B : elektryczny

Obwédd - .,* v Obraz
elektryczny

Obraz
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SZTUCZNA INTELIGENCJA (\l)

Skaner X-Ray moze zosta¢ wyposazony we wsparcie sztucznej inteligencji, ktora znacznie doktadniej niz
cztowiek analizuje dane porownawcze z ogromng predkoscig obliczeniowa. Robot Al uczy si¢ rozpoznawac i
eliminowac ciata obce, btedy, uszkodzenia, braki znacznie doktadniej niz skanery firm konkurencyjnych. Al
znacznie podwyzsza poziom detekcji i podnosi doktadnos¢ wazenia produktu o statej formie i ksztalcie.

GLOWNE CECHY

» Konstrukcja tatwa w utrzymaniu czystosci * Inteligentny algorytm odpowiada za:
(w maksymalnym stopniu pozbawiona zakamarkow,
co zapobiega rozwojowi bakterii) v Samoorganizacje wszystkich

podzespotow ,

* Wysoki poziom detekcji zapewnia wielopoziomowy
odbiornik DE z filtrem automatycznym 0,4mm, v' Samoadaptacije,

 Technologia TDI (TDI przeksztalca wielowierszowy v Automatyczng synchronizacje sygnatow
obraz macierzy w jednowierszowy liniowy obraz pomiegdzy lampg promieniowania
macierzy przez akumulacje sygnatu, zwickszony jonizujacego a odbiornikiem,
poziom ekspozycji detektora, zastosowany
8-poziomowy odbiornik. To znaczy, ze przy tej v’ Auto nauke zapewniajgcg nieustanny
samej dawce promieniowania rentgenowskiego nadzoér nad niezawodnoscig pracy skanera.
detektor TDI moze uzyskac 8 razy wigksza ekspozycje
niz standardowy detektor z matrycg liniowa. » Wysokiej jakosci system zobrazowania detekcji.

SYSTEM ,,FROST”

W strefie niskich temperatur skaner X-Ray moze zosta¢ wyposazony w niespotykany w innych urzadzeniach,
system ,,FROST” - ukltad kontroli temperatury i wilgotnosci wewnatrz obudoéw ukladow sterowania.
System,ktory chroni uktady elektroniczne przed wilgocig i chtodem oraz raptownymi zmianami temperatur
podczas mycia. Zabezpiecza przed absorpcja wilgoci do wewnatrz (np. zimna maszyna myta goraca woda).

ZESTAWIENIE PODZESPOEL.OW
FUNKCJA NAZWA PRODUCENT

Zrodto promieni X Generator promieni X VJ TECHNOLOGIES
Odbiornik promieni X Detektor promieni X DETECTION TECHNOLOGY
Sterowanie urzadzeniem 17 monitor dotykowy ADVANTECH

Jednostka sterujaca Komputer przemystowy ADVANTECH

Regulacja temperatury 1 wilgotnosci Klimatyzator RITTAL

Naped tasmy transportowej Silnik z przektadnig ORIENTAL MOTOR
Regulacja predkosci Sterownik silnika ORIENTAL MOTOR
Zabezpieczenie elektryczne Wylaczniki nadpradowe SCHNEIDER ELECTRIC /ABB
Polaczenie pomiedzy urzadzeniami Ztacza wojskowe PLT

Zarzadzanie bezpieczenstwem Wylaczniki krancowe OMRON

Zarzadzanie automatyka Sterownik PLC SCHNEIDER ELECTRIC
Informacje ostrzegawcze Sygnalizator optyczno-akustyczny WERMA

www.detektorymetali.com



SKANERA ELEKTRON-SXRF-4080D-1'C Z SYSTEMEM ZWROT
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SKANER ELEKTRON-SXRF-4080D 1 -

Z. SEPARATOREM DWUKIERUNKOWYM
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